電子紙顯示器技術與檢測專輯 前言

本專輯為使業界進一步認識電子紙相關標準與檢測技術的發展與現況，除了介紹電子紙影像顯示相關特性檢測技術，含電子紙顯示器之殘影量測技術、多角度彩色電子紙顯色能力分析與評估、膽固醇液晶顯示器Mura瑕疵量測與評估外，特地邀請全球電子紙產業龍頭針對電子紙所進行的光學、電性、機構與信賴度等量測項目與方法作詳細的介紹，一窺世界第一大廠評估驗證電子紙產品的方式。此外，也邀請國內電子紙領域具備多年研究經驗及深厚理論背景的大師，由學理面與實務面探討電子紙的對比度特性評估方法。
並介紹各項SEMI國際標準或草案，期能與國內業界共同將所研擬的檢測技術推動成為電子紙量測的國際標準，以確保我國電子紙廠商在自主性技術與規格制訂上的優勢。

[image: image1.jpg]


